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Uvodnik

T. Prnka / Sekce ,,Nanovédy a nanotechnologie*
Ceské spoleénosti pro nové materialy a technologie

T. Sikola / Nanotechnologie — vize & skuteénost?
P. Tomének / Krasa evanescentnich vin

P. Klapetek, 1. Ohlidal / Srovnani snimkia
NSOM a AFM p#i studin vybranych objektii

P. Sobotik, P. Kocan, 1. O3tadal /
Pouziti STM pro pfima pozorovani
atomarnich procesi na systému Ag/Si(111)7x7

H. Pelouchova, P. Janda, J. Weber /
Studium reakce pfenosu naboje na TiO3
s nanometrovym rozlisenim metodami STS a STM

R. Kalousek, D. Skoda, F. Lopour a kol./ Simulace
zobrazeni povrchii pomoeci bezkontaktni metody AFM

T. Mates, A. Fejfar, 1. Drbohlav a kol. /

Studium struktury a ristu nizkoteplotniho
protokrystalického kifemiku pomoci AFM mikroskopu
I. Ohlidal, P. Klapetek, D. Franta /

Aplikace mikroskopie atomové sily

pFi analyze tenkych vrstev ZnSe a ZnTe

Z. Stryhal, J. Pavlik, S. Novik / Studium povrchu
plazmaticky oxidovanych tenkych vrstev cinu
pomoci AFM

D. Skoda, F. Lopour, R. Kalousek a kol. / Aplikace AFM
v oblasti pFipravy a studia nanostruktur

R. Kubinek, M. Vijtek, Z. Zapletalovi a kol. /
Biologické aplikace AFM

P. Fojtik, A. Svoboda, T. Mates a kol. /

Experimentalni aspekty luminiscence/

fotonové emise buzené hrotem STM

D. Kostialova / Lokélni spektroskopie

luminiscence polovodi¢ovych struktur

S. Lanyi / Hranice priamej meratelnosti koncentracie
dopantu v polovodi¢ovych struktirach rastrovacim
kapacitnym mikroskopom

M. Siler, P. Klapetek, 1. Ohlidal / Mikroskopie
magnetické sily: aplikace p¥i studiu pevnych diski

J. Weber, H. Pelouchovi, P. Janda / Tunelova
mikroskopie a spektroskopie v elektrochemii
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